UV-induzierte Degradation (UV-ID)
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Langere Lebensdauer fur lhre PV-Modulé
— UV-Stabilitat nachweisen, Ertrage sichern

UV-induzierte Degradation ist eine der Hauptursachen
far Minderleistung aktueller PV-Module mit TOPCon-
und HJT-Architektur. Feld- und Laboruntersuchungen
zeigen: Ohne ausreichende UV-Stabilitat verlieren
Module bis zu 10% Leistung nach wenigen Jahren.

Unsere Losung: Friihzeitige Erkennung
und Nachweis der Modulqualitat

Wir fihren UV-Belastungstests nach IEC TS 63624-1

durch und kombinieren diese mit Vor- und Nachmessungen
(VI, STC, EL), um eine aussagekraftige Bewertung des
Degradationsgrads zu gewahrleisten.

lhr Nutzen: Gesicherte Ertrage und
bessere Finanzierungsbedingungen

m  Nachweis der UV-Stabilitat

= Minimierung des Risikos von Minderleistung
und Ertragsausfall

= Erhohung der Bankability

Von Modulvergleich bis Reklamation:
Hier kommen unsere Leistungen zum Einsatz

= Qualitatsnachweis
M fur Investoren, Betreiber und Versicherungen
= Vergleich von Modulen
M fur Modulhersteller und EPCs/Installateure
= Reklamationsmanagement
M flr EPCs und Betreiber
= Bankability erhéhen
M flr Investoren und Banken

Unser Angebot: Reduzierte Degradation
durch erweiterte Standard-UV-Belastungstests

= Weniger Minderleistung

= Tests nach [EC TS 63624-1

= Reproduzierbare Priifung bei kurzen Durchlaufzeiten
dank UV-Testkammern fiir groBformatige Module

= Schnelle, belastbare Ergebnisse

= Normprufungen und erhohtes Stresstesten



Unser Mehrwert fir Ihr Projekt

= Fachkompetenz fiir UV-Stabilitatspriifungen
nach internationalen Standards

= Modernste Priiftechnik fir realistische
Belastungsszenarien

= Kombination aus Labor- und Felddaten fir
belastbare Ergebnisse

= Schnelle und nachvollziehbare Analysen
zur Risikominimierung

= Simulation und Diagnose flr langfristige
Performance-Prognosen

Priifaufbau und Beispiele
m  PSE UV Test Chamber UVTC-2: CBB

— GroBe der Testebene: 2x (2.60 m x 1.50 m)
— UV-Spektrum: UVA 94.5%, UVB 5.5%
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UV-Stabilitat zuverlassig nachweisen

= Standardtest fur UV-ID-Empfindlichkeit
nach IEC TS 63624-1

= Pre-Stress-Tests: VI, STC-Leistungsmessung,
Elektrolumineszenz (EL)

= |Initialstabilisierung
= UV-Test: 60 kWh/m?
= Post-Light-Soak und Darkstorrage-Effekte: VI, STC, EL
= Wiederholte UV-Tests und Analysen fur Ihr
Modulbenchmarking
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Jetzt UV-Stabilitat
prufen lassen
und Ertrage sichern!
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